This is a preview - click here to buy the full publication

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62026-2
STAN DAR D Premiére édition

First edition
2000-07

Partie 2:
Interface capteur

[0 IEC 2000 Droits de reproduction réservés [0 Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni No part of this publication may be reproduced or utilized in
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, any form or by any means, electronic or mechanical,
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les including photocopying and microfilm, without permission in

microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur. writing from the publisher.
International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http://www.iec.ch

Commission Electrotechnique Internationale CODE PRIX XC
International Electrotechnical Commission PRICE CODE

MemayHapoaHaa SnektportexHuueckaa Komuccun o )
Pour prix, voir catalogue en vigueur

o For price, see current catalogue



https://webstore.iec.ch/publication/20244&preview=1

This is a preview - click here to buy the full publication

-2 - 62026-2 © CEI:2000

SOMMAIRE

AV ANT P RO P O S . ettt 8
INTRODUCGTION Lot e e e ea e 10

Articles

A W DN B

Domaine d'apPliCatioN .......o.u i 12

R I BNCES NMOIMATIVES .uieitiei it ettt e ettt e et e et et et e e e e e e e aaaans

Définitions, symboles et abréviations ...........cccoooiiiiiiii
ClasSIfICALION ...iee e ;
4.1 Vued'ensemble ..o NG N

4.2 Composants et interfaces ......cooocvviiiiiiiiiiniin OGN N
CaraCteriStOUES . ...uuiitiiiii e e e e N e N e SN e e eieenne
5.1  COMPOSANTS AS-i .ttt SN N DR e s Dee e e e e enaes
5.2 Systéme de transmission AS-i
5.3 Topologie AS-i....coocoiviiiiiiiiiniiiiiiincdd o N o e
5.4 Transmission de données................ .
5.5 Transactions AS-i.............. e NS
5.6 Détection d’erreurs

6 Information sur le produit
6.1 Instruction pour Ui
6.2  Profils....cco.o. .S o NG NON
6.3 Marquage
7 Conditions de fondtionriement no
7.1 Condi@
7.2 Conditions
8 Dispositions (elative
8.1
8.2 Esclave ASyi.\....D
S T = 3 (A NP
8.4 nication et prescriptions électromécaniques ...........c.coeevevvveennnnn. 84
8.5 Compat ¢ électromagnétique (CEM) ... 88
S B ST TP 90
LS A IV o 1= TS 0 B CT ST V1P 90
9.2 Essai de I'alimentation AS-i ... 92
9.3 ESSAI A'UN ESCIAVE AS-i e 102
9.4 ESSAI A'UN MATIIE ..ietiiiii e ettt 120
9.5 Essai des composants €leCtromeECaniQUES ........ovuviviiiiiiiiiiieiie e e e e eens 130
Annexe A (normative) Profils d'@SClaves ... 132

Annexe B (normative) Profils de maltres ... 162


https://webstore.iec.ch/publication/20244&preview=1

This is a preview - click here to buy the full publication

62026-2 © IEC:2000 -3 -
CONTENTS
Page
FO R EW O R D et e e e e e 9
T RO 15 1 T I N T 11
Clause
Y o 0] 1= PP 13
A Lo 1 4 = L AV €= (=] (=] [T F T
3 Definitions, symbols and abbreviations
4 ClaSSIfICALION .ot
4.1 OVEIVIEW ot e e D

4.2 Components and interfaces

5 CharacteristiCS..c..iiiiiiii e NG
5.1 AS-i COMPONENTS oo e s N e e N e e e e N e e v eneereneenenens
5.2 AS-i transmission system
5.3 AS-itOPOl0gY o TN e N N e D h e
5.4 Data transmission
5.5 AS-i transactions
5.6 Errordetection...........cocoo 00N
6 Product information..................oo G
6.1
6.2
LS TRC TN |V - T4 ] o PO N N S N N APPSR
7 Normal service, m i i
7.1 Norm i
7.2 Conditioris A4
8 Constructiona
8.1 \
8.2 i slawve\...\....0
8.3 L L2 X (T
8.4 icati
8.5
LS T I T3 KPP
LS A o 0} =TS £ Pt 91
9.2 Test Of the AS-i POWET SUPPIY e e 93
9.3 TSt Of AN AS-1 SIAVE . ccei i 103
9.4 TSt Of @ MaAS O . i 121
9.5 Test of electromechanical COMPONENTS ..ot 131
Annex A (normative) Slave Profiles. ... 133

Annex B (normative) Master ProfileS. ... 163


https://webstore.iec.ch/publication/20244&preview=1

This is a preview - click here to buy the full publication

-4 - 62026-2 © CEI:2000

Pages

Figure 1 — Composants et iNterfaces AS i ... e 22
Figure 2 — Principe de codage de tranSmMiSSION ....c.ii.iuiieiiiii e e e e aeaeenas 28
Figure 3 — Alimentation AS-i intégrant le circuit de découplage ........ccocoveiiiiiiiiiiiiiniin e, 30
LT LU =T A I = U £ = U f o1 1 32
Figure 5 — CycCle de tranSaCtioN ... .. e e e e e 32
Figure 6 — Circuit de découplage CONSEIllE .......coviiiii i 56
Figure 7 — Etats prinCipauX d’Un €SCIAVE .......c.iiiiiiiii e 68
Figure 8 — MOdEIE dU MATIIE.....iu i e e e e e e e e e e e e 78
o [U =T I o o] o T=o F= ¥ (o =1 80
Figure 10 — Défaillance de I'alimentation AS-i .....cc.iiiiiiiiii e e 82

Figure 11 — Modele du moyen de transmission AS-i ......ccoovviiiiiiiiiiiiiifi NG 84
Figure 12 — Cable NormaliS€ AS-i......ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiceceee N N 86
Figure 13 — Interfaces AS-i....ccoiiiiiiiiiiiiiiii e NN e e N e NG 92
Figure 14 — Circuit d'essai pour la mesure de I'impédance .............. oo\ e NG e e Lennnes 94
Figure 15 — Puits de courant CONStaNt .........oooiviiiiiiniiiniiine e NG N N e e D e e\t re e e 94
Figure 16 — INdiCAtEUN ...c..iiiiiiiiii e e e e N e e e\ e N e eee e
Figure 17 — Module d’affichage .........coooiiiiiiiii e DN - N e e N e eereeeneeeeeenes
Figure 18 — CirCUit d'@SSaAl.....ccuiiiiiiiiiiiiiiieiicie e AT e e N D\ e e et e e eenns
Figure 19 — Filtre A e N T e e N e e e e e e
Figure 20 = Filtre B ...c.oovviiiiiiiiiiiceeeed e Ll NG00

Figure 21 — Circuit d'eSSai.......coccviiviiiopmerreennnns .
Figure 22 — Circuit d'essai.................{... N\
Figure 23 — Circuit d’eSSai......ccovvveveiea Deee e e
Figure 24 — Circuit d’eSSai......ccoceevviei NG D
Figure 25 — Circuit d’essai (passe-ban &
Figure 26 — Circuit d’essai o ..coeveceeann e
Figure 27 — Circuit d’essai ... o[- vree NNy ee e
Figure 28 — Détail du cjxcui i
et le point de mesure 251
Figure 29 - Détaij

et le point de me
Figure 30 - Circuit d

Tableau 1 — Types de tranSaCtioN AS-i ... e 34
Tableau 2 — ReQUELE AU MaATIe ....ouiii e e e e e e e ens 36
Tableau 3 — REPONSE dE 'ESCIAVE .. ... 38
Tableau 4 — Raccordement et identification des condUCTEUrS..........ccoeeiiiiiiiiiiiiiiiiii e 50
Tableau 5 - Marquage du raccordement de I'alimentation AS-i.........ccovviiiiiiiiii i, 52
Tableau 6 — Caractéristiques techniques de l'alimentation..............cccooiiiiii i, 54
Tableau 7 — Prescriptions techniques spécifiques pour le découplage.........cooooveeiiiiineinnnnnns 56
Tableau 8 — Connexions et acces logiques d’'un esclave AS-i.....ccocoviiiiiiiiiiiceeeee 62
Tableau 9 — Configurations E/S possibles d’'un esclave .........cocovviiiiiiiiiiiii e 64
Tableau 10 - Limites pour R, L et C du circuit équivalent d'un esclave.............cccocevvieinennnen. 74
Tableau 11 — Couleurs des VOYantS IUMINEUX ... ...iuuieuiiiiiiee et 74
Tableau 12 - Limites pour R, L et C du circuit équivalent du maitre ...............cooeevvieiieennnnnn. 80
Tableau 13 - Courant et fréquence pour la détermination de I'impédance ............................ 96
Tableau 14 - Courant et fréquence pour la détermination de la symeétrie...........ccoecevevennnnnnn. 98

Tableau 15 — Courant et fréquence PoUr EMISSIONS ... .c.uiiuiiiiii e 100


https://webstore.iec.ch/publication/20244&preview=1

This is a preview - click here to buy the full publication

62026-2 © IEC:2000 -5-

Page
Figure 1 — AS-i components and iNterfaCes .......oouiiiiiiiii e 23
Figure 2 — Transmission coding and encoding PrinCiple........coooii i 29
Figure 3 — AS-i power supply incorporating the decoupling circuit .............cccooceiiiiiiiiiininnnns 31
T LU =T A I = U £ = U] f o 1 33
FIgure 5 — TranSacClioN CYCIE ..ouinii i et e e e 33
Figure 6 — Recommended decoupling CirCUIL ........ove i e 57
Figure 7 — Main States Of @ SlaVe ... 69
Figure 8 — Model Of the MasSter. ... e 79
T TUT =T T 4 Y 0T =¥ = 81
Figure 10 — AS-T1 POWET Al ..ovnieiii e st e e 83
Figure 11 — Model of the AS-i transmission Medium ..........ccoiiiiiiiiiiiinc e e eeaenes 85
Figure 12 — AS-i standard cable ..o LN NG 87
Figure 13 — AS-iinterfaCes . ....c.oviiviiiiiiiieecee e NN e e N e NG 93
Figure 14 — Test circuit for the measurement of the impedance ....... ...\ Do e Ngee ALenennn 95
Figure 15 — Constant current Sink........oocooveiiiiiinninnine e NG N N e e Do NG e e e 95
Figure 16 — INAiCALOr .....vvuiiiiii e e e N e s e\ e e e N e e
Figure 17 — Display module
Figure 18 — TeSt CIFCUIT.....iitiiiiiic e T T e e N D\ e e et e e eeens
Figure 19 — Filter A e N e e e N\ e e et e et e et e e
Figure 20 — Filter B .....ooevieiiiiiiiii b Ll NG
Figure 21 — TesSt CirCUIt......coviiiiiiiie e reenees .
Figure 22 — Test circuit..........ccooeeveen e N

Figure 28 - Details of
the measurement poin
Figure 29 - Detai

the measuremen

Figure 30 — Test cire
Figure 31 — Test
Figure 32 — Test

Figure 33 — Test sifsuit\...»

FIQUIEe 34/ TBST GIFCUNL. .\ e ittt ettt e e e ees
Lo U] I Nl I <X Qo o N S PSPPI
Figure 36 —

FIQUIE 37 — TeSINGITCUR . oottt et et ees
Table 1 — AS-i tranSACTION (Y PES et e e 35
TADIE 2 — MaASTEI TEQUEST. ...ttt ettt et et e e e aeas 37
TADIE 3 = SlAVE [ PONSE .. ittt e 39
Table 4 — Connection and wiring identification............coooiii i 51
Table 5 — AS-i power supply connection Markings .......c.ovuiiiiiiiiiii e 53
Table 6 — POWET SUPPIY FALINGS .. ouniiniie e e e 55
Table 7 — Specific technical requirements for decoupling ...........ccooviiiiiiiiii e, 57
Table 8 — Connections and logical ports of an AS-i SIAVe .......cooiiiiiiiiii 63
Table 9 — Possible 1/0 configurations of a slave ... 65
Table 10 - Limits for R, L and C of the equivalent circuit of a slave............ccoooiviiiiiinnnn. 75
Table 11 — Colours of indicator lIghtS ... e 75
Table 12 - Limits for R, L and C of the equivalent circuit of a master .............ccooeiviiiiinennnn. 81
Table 13 — Current and frequency for impedance determination ...............coceoiviiiiiiiiicineeenns. 97
Table 14 — Current and frequency for symmetry determination...............c.cocoviiiiiiiiiiieenennn 99

Table 15 — Current and frequency for EMISSIONS.......cc.iie i 101


https://webstore.iec.ch/publication/20244&preview=1

This is a preview - click here to buy the full publication

-6 — 62026-2 © CEI:2000

Pages

Tableau 16 — Détermination du temps de montée de la tension ..........cocovviveiiiii e, 100
Tableau 17 — Détermination de I'esSai l0giQUEe..........cviiiiiiiiici e 104
Tableau 18 — Consommation maximale de COUrant...........cooueeeiiiiiiiiii e 106
Tableau 19 — Détermination de la consommation de COUrant..........ccovevvveiiieiiieiiieeieei s 122
Tableau A.1 — Récapitulatif des profils d’esclaves existants .........cccocceviiiiiiiiiiii i, 134
Tableau A.2 — Courte description des profils d'esclaves existants ..............cccoevviiiiiiininenns 136
Tableau A.3 — Signification des AONNEES .......iiiiii i 138
Tableau A.4 — Signification des Parametre .......ccc.oiiiiiiiiiii e 138
Tableau A.5 — Signification des données avec fonction de surveillance....................ooeenee. 144
Tableau A.6 — Signification des données dans le cas d'accés OU-exclusifs..........ccoceuennnnn. 146

Tableau A.7 — Signification des parametresS........ccoocoviviiiiiiiiiei i G e 146
Tableau A.8 — Signification des données..........coccovviiiiiiiiiiiniinn, ST N 150
Tableau A.9 - Signification des bits de parametres pour les détecte
de proxXimité INAUCTITS ......c..iiiii i e G N e .... 150
Tableau A.10 - Signification des bits de paramétres pour les dé
de proximité photOGleCtiQUES......c.uiiviiiiii e e

Tableau A.11 - Signification des doNNEEsS ........cccvviiiiiiiin e XU N e e e e eneeneeneens
Tableau A.12 - Signification des parametres
Tableau A.13 — Signification des dONNEES .........vveie el N e e e\ er e erreetreetreenaeenas
Tableau A.14 - Signification des parametres
Tableau B.1 — Profils de maitre ............,cceevnvenn...
Tableau B.2 — Liste des attributions dg


https://webstore.iec.ch/publication/20244&preview=1

This is a preview - click here to buy the full publication

62026-2 © IEC:2000 -7-
Page

Table 16 — Voltage rise time determination.........ccovi i
Table 17 — Logical test determination ..........o.oiuiiiii e ae e
Table 18 — Maximum Current CONSUMPLION . .....iuie e e re e aens
Table 19 — Current consumption determination............oooiiii i
Table A.1 — Overview of existing slave profiles..........oooiiiiiiii e,
Table A.2 — Short description of existing slave profileS........c.cooviiiiiiic
Table A.3 = Meanings Of data@......cc.iiiuiii e
Table A.4 — Meanings Of ParameEters .. ... e
Table A.5 — Meanings of data with monitoring function ..................cooii i,
Table A.6 — Meanings of data with exclusive-OR ports...........cccocoveiiiennennnn,

Table A.7 — Meanings of parameters .........ccooviiiiiiiii el NG e
Table A.8 — Meanings of data.........ccooeeiiiiiiiiiiiee e N G e

Table A.9 - Meanings of parameter bits for inductive proximity switche
Table A.10 - Meanings of parameters bits for photoelectric proximitix s
Table A.11 - Meanings of data........coocooviiiiiiiiii e NG N N e Nt
Table A.12 — Meanings Of parameters .........ccoviiiiiiiiiiinii e e N e e e e e e N e ey eneennes
Table A.13 = Meanings of data........ccoceevviiiiiiiii e N NI e N e e e e eieeenne
Table A.14 — Meanings of parameters ..........coooiviiii e S NN N e enre e enne
Table B.1 — Master profileS......cooiiiiii s N e e s N e e e e e e eenaeenees
Table B.2 - Profile assignment list ............ccooeeevn b Ll oG

Table B.3 - List of implemented functions ........ .


https://webstore.iec.ch/publication/20244&preview=1

This is a preview - click here to buy the full publication

-8- 62026-2 © CEI:2000

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILLAGE A BASSE TENSION —
INTERFACES APPAREIL DE COMMANDE-APPAREIL (CDI) —

Partie 2: Interface capteur-actionneur (AS-i)

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale._de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de IaCEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les question ion dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autre y des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travadx d ¢ omité national

et non
ollabqre “étroitement
accord entre les

2) echniques\teprésentent, dans la mesure

€ nationaux intéressés

3) ationales. lls sont publiés

et agréés comme tels par les

4) ionauy de la CEIl s'engagent a appliquer de

ionales de la CEIl dans leurs normes
la CEl et la norme nationale ou régionale

5) e indication d’approbation et sa responsabilité

6) s8lémenfis de la présente Norme internationale peuvent faire

droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de <i} ® propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme interna . été établie par le sous-comité 17B: Appareillage a

basse tension, du ité Ade’la CEIl: Appareillage.

Le texte de ¢

FDIS Rapport de vote

17B/1052/FDIS 17B/1089/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les annexes A et B font partie intégrante de cette norme.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2002.
A cette date, la publication sera

reconduite;

supprimée;

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR -
CONTROLLER-DEVICE INTERFACES (CDls) —

Part 2: Actuator sensor interface (AS-i)

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for stgadardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electri¢alland electonic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International S Reir p eparatlon is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested/in\the sub with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non- gov Q i2qti liaising
with the |IEC also participate in this preparation. The : W R Aternational
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions dterml ed\ by between the
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical m press as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects sipe € 3 ittée has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for (ntgrnational use™arid are published in the form
of standards, technical specifications, techpical repofts 9 iges /and are accepted by the National
Committees in that sense

4) In order to promote international unificatior dertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent o national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and ding\pational or regional standard shall be clearly
indicated in the latter

5) The IEC provides no marking roced and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be i

6) Attention is drawn to theMqossibility that nts of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEQ identifying any or all such patent rights

International St 4 : as be€n prepared by subcommittee 17B: Low-voltage

switchgear and ¢ al committee 17: Switchgear and controlgear

The text of this stan

Full information o

\/FDIS Report on voting

\ 17B/1052/FDIS 17B/1089/RVD

voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annexes A and B form an integral part of this standard.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
until 2002. At this date, the publication will be

reconfirmed,;

withdrawn;

replaced by a revised edition, or
amended.
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INTRODUCTION

Les dispositions des regles générales de la CEl 62026-1 sont applicables a la présente
Norme internationale, lorsque celle-ci le précise. Les articles et paragraphes des régles
générales ainsi rendues applicables, de méme que les tableaux, figures et annexes, sont
identifiés par référence a la partie 1, par exemple paragraphe 7.2.4.1 de la CEIl 62026-1.

Lorsque des entrées et des sorties (E/S) sont décrites dans la présente norme, leur
appellation est relative au maitre, I’'appellation relative a I'application est l'inverse.

Les articles 1 a 8 contiennent les exigences générales. L'article 9 contient les spécifications
relatives aux essais. Les exigences particulieres pour les différents ppefils d'actionneurs,
capteurs, maitres, etc. sont données dans les annexes correspondantes

@%
S
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INTRODUCTION

The provisions of the general rules in IEC 62026-1 are applicable to this International
Standard, where specifically called for. General rules clauses and subclauses thus applicable,
as well as tables, figures and annexes, are identified by reference to part 1, for example
subclause 7.2.4.1 of IEC 62026-1.

Where inputs and outputs (I/O) are described in this standard, their meaning is regarding the
master, the meaning regarding the application is the opposite.

Clauses 1 to 8 contain the general requirements. Clause 9 contains the test specifications.
Specific requirements for the various profiles of actuators, sensors, maste tc. are given in

&
N
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APPAREILLAGE A BASSE TENSION —
INTERFACES APPAREIL DE COMMANDE-APPAREIL (CDI) -

Partie 2: Interface capteur-actionneur (AS-i)

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale s'applique aux interfaces entre des appareils et éléments
de commutation pour circuits de commande a basse tension et des appareils de commande
(par exemple des automates programmables, des ordinateurs personnels, etc.).

La présente norme décrit un systéeme d’interface orienté «bit» entre
commande et des appareils ou éléments de commutation, connectés par

seul appareil de
ble non blindé,

- les exigences pour les interfaces entre un esclayvé 1 M s structures
électromécaniques;

- les conditions de service normales pour les escléd électromécaniques et
les maitres;

- les exigences relatives a la construgti

- les essais pour vérifier la conformité

2 Références normatives

ne s’appliquent pas. s, Nes parties prenantes aux accords fondés sur la présente
Norme internatio i ces @ rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus
récentes des docury G ' ndigués ci-aprés. Pour les références non datées, la
derniére édition dd'qo ent Rormatif en référence s’'applique. Les membres de la CEl et de
I''SO possédent I rey nés internationales en vigueur.

CISPR 11:1997, ¥ j dustriels, scientifiques et médicaux (ISM) a fréquence

CEIl 60364-4-41992 \Installations électriques des batiments — Quatrieme partie: Protection
pour assurer la sécwité — Chapitre 41: Protection contre les chocs électriques

CEI 60947-1:1999, Appareillage & basse tension — Partie 1: Régles générales

CEI 60947-5-2:1997, Appareillage & basse tension — Partie 5-2: Appareils et éléments de
commutation pour circuits de commande — Détecteurs de proximité

CEIl 60998-2-3:1991, Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage
domestique et analogue — Partie 2-3: Regles particulieres pour dispositifs de connexion en
tant que parties séparées avec organes de serrage a percage d'isolant

CEI 61000-4-2:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-2: Techniques d'essai
et de mesure — Essai d'immunité aux décharges électrostatiques. Publication fondamentale
en CEM

CEI 61000-4-3:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-3: Techniques d'essai
et de mesure — Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences
radioélectriques
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LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR -
CONTROLLER-DEVICE INTERFACES (CDls) —

Part 2: Actuator sensor interface (AS-i)

1 Scope

This International Standard applies to interfaces between low-voltage switchgear and
controlgear switching elements, and controllers (e.g. programmable controllers, personal
computers, etc.).

This standard specifies a bit-oriented interface-system between a single circuit device
and switching elements, connected by a nonshielded, untwisted twg~wi
data and power, and establishes a system for the interchangeability ©f
interfaces.

The object of this standard is to define, for such interfaces:

2 Normative references
The following normative d iiS|
constitute provisions of\this ional andart.

of applying the mas | itIo ative documents indicated below. For undated
references, the fa iti S normative document referred to applies. Members of IEC
and ISO maintai Perss

hich, through reference in this text,
For dated references, subsequent

IEC 60947-5-2:1997, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-2: Control circuit
devices and switching elements — Proximity switches

IEC 60998-2-3:1991, Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar
purposes — Part 2-3: Particular requirements for connecting devices as separate entities with
insulation piercing clamping units

IEC 61000-4-2:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and measure-
ment techniques — Electrostatic discharge immunity test. Basic EMC publication

IEC 61000-4-3:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measure-
ment techniques — Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test
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